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EMV-Experimentalseminare

der Langer EMV-Technik GmbH

Grundlagenseminar Storfestigkeit Teil 1

Im Experimentalseminar Teil 1 erwerben Sie Grundlagen-
wissen zur Storfestigkeit auf Baugruppen. Aus diesem
Wissen werden Strategien zur storfesten Baugruppen-
gestaltung und Schaltungsdimensionierung abgeleitet.
Anhand zahlreicher Beispiele aus der Praxis werden Schritte
zur Entstérung von Baugruppen mit entsprechenden EMV-
Messinstrumenten vorgestellt.

Teil 2

Im Teil 2 wird das Verstandnis der EMV vertieft. Besondere
EMV-Problemfalle wie die Signalbeeinflussung an
Schnittstellen oder die Beeinflussung durch ESD werden
im Zusammenhang erklart. An lhrem Experimentierplatz
entstoren Sie selbststandig eine Baugruppe.

Grundlagenseminar Stéraussendung Teil 1

Im Experimentalseminar Teil 1 wird an Seminarmodellen
der Zusammenhang zwischen Nah- und Fernfeldern analysiert.
Dieses grundlegende Wissen der Stéraussendung nutzend,
werden Strategien zur Schaltungsdimensionierung und zur
Gestaltung aussendungsarmer Baugruppen entwickelt.
Anhand zahlreicher Praxisbeispiele werden grundlegende
Schritte zur Entstérung von Baugruppen vorgestellt.

Teil 2

Im Teil 2 vertiefen Sie das Verstandnis der EMV-Wirkzusam-
menhange und deren Auswirkung auf die Stéraussendung.
Es werden typische EMV-Messaufbauten zur Ermittlung der
Stéraussendungsursachen nachgestellt und daran entwick-
lungsbegleitende Messungen durchgefiihrt.

Ihr Experimentalarbeitsplatz Seminar Storfestigkeit
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Ziele fur den Teilnehmer

grundlegendes Verstandnis von EMV-Zusammen-
hangen in Layout und Schaltung erlangen
EMV-Phanomene in der Elektronik aufsputren und
deren Wirken verstehen

passende Modifikationen in Layout und Schaltung ein-
bringen, um stérende EMV-Phanomene zu beheben

praxisnah EMV-Kenntnis und Verstandnis vertiefen
und erweitern

eigenstandiges Finden von EMV-Ldsungen fur die
Baugruppen- und Gerategestaltung mit Hilfe der im
Seminar gewonnenen Erkenntnisse

Ziele fur den Teilnehmer

grundlegendes Verstandnis tber die Stéraussendung
durch Baugruppen und Gerate erlangen

Mit EMV-Werkzeugen (z.B. Nahfeldsonden) entwicklungs-
begleitende Messungen zielgerichtet und effizient durch-
fuhren und HF-Quellen auf der Baugruppe finden
Entstérung von Baugruppen systematisch durchfiihren
um optimale Modifikationen abzuleiten

Kenntnis und Verstandnis der Stéraussendung vertiefen
EMV-Lésungen fur Baugruppen- und Gerategestaltung
mit Hilfe des erworbenen Seminarwissens entwickeln




Produkt-Workshops
der Langer EMV-Technik GmbH
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ICS 105 IC-Scanner beim Oberflachenscan eines ICs

Workshop zu entwicklungsbegleitenden EMV-Messungen  PCB

Die Langer EMV-Technik GmbH bietet einen Workshop zur Anwendung des
Entwicklungssystems Storfestigkeit E1 und Entwicklungssystems Stéraussen-
dung ESA1 an.

Im Workshop werden die grundsatzlichen Mechanismen der Stéraussendung
und Stdrfestigkeit betrachtet, der Aufbau von typischen elektronischen Geraten
analysiert und Mdglichkeiten abgeleitet, entwicklungsbegleitend mit Hilfe des
E1 sowie des ESA1 Messungen durchzufiihren. Verschiedene Modifikationen
bzw. EMV-MalRnahmen werden sofort auf ihre Wirkung hin untersucht.

Workshop zur EMV von Integrierten Schaltkreisen IC

Im Workshop werden Koppelmechanismen betrachtet, die bei der An-
wendung von ICs zu EMV-Problemen in der Baugruppe fihren kénnen.
Sie lernen PrifgréRen und Prifgerate zur definierten Nachbildung von
Stérungen an einem IC kennen. Dazu werden lhnen aktuelle Norm-
Messverfahren und spezielle Testanordnungen zur Bestimmung der EMV-
Eigenschaften von ICs vorgestellt. An einem Experimentierplatz ermitteln
Sie die Wirkung der StorgréRen auf ICs und messen das Verhalten eines
Test-ICs mit dem IC-Testsystem der Langer EMV-Technik GmbH.

Workshops zu Langer-Scannern fur PCB / IC

Unser Entwicklungsingenieur veranschaulicht Ihnen in einem halbtagigen
Workshop den Aufbau und die Inbetriebnahme eines Langer-Scanners,
die Installation und Bedienung der Software sowie die Durchfiihrung eines
Scans. Anschlieend flhren Sie einen Test-Scan durch und lernen, diesen
auszuwerten. Vereinbarungen fur eine individuelle Scannervorfuhrung sind
jederzeit moglich.

Ziele fur den Teilnehmer

Entwicklungssysteme E1 und
ESAT1 verstehen und optimal
einsetzen

zweckmalige Messaufbauten
fur eigene Baugruppen ent-
wickeln und die Messergebnisse
interpretieren

Ziele fur den Teilnehmer

Verstandnis Uber die Wirkung
verschiedener StérgroRen
EMV-Eigenschaften von ICs
messen und bewerten

Ziele fur den Teilnehmer

PCB- und IC-Scanner und deren
Umgang kennen lernen
EMV-Scans lhres DUTs
durchfiihren
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